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  本刊中 包含“土壤质地”的 相关
文章 
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摘要  依据所收集的25种土样，采用两种不同精度仪器、三种光谱方法以及3个不同谱区，在四种分类标准条件

下进行土壤质地分类分析方法研究。结果表明：(1)土壤化学组成的信息主要体现在近红外光谱的谱峰特征，而质

地等物理信息主要反映在光谱的斜率、截距参数上，且二者在不同谱区的相对强度不同;(2)近红外光谱方法对土

壤质地的分辨能力较低，随着分类粗化而有所提高;(3)在4组分类标准中土壤质地最高预测准确度为72％，其中

在砂粒<70％和粘粒<40％条件下，预测准确度达到85％;(4)样本顶部漫反射光谱方法与扩展谱区范围均可有效
提高质地预测准确度，而高精度仪器并不具备明显优势。  
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